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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40675《数字器件和设备用噪声抑制片》的第2部分。GB/T40675已经发布了以

下部分:
———第1部分:定义和一般性能;
———第2部分:测量方法;
———第3部分:噪声抑制片的参数特性。
本文件等同采用IEC62333-2:2015《数字器件和设备用噪声抑制片 第2部分:测量方法》。
本文件增加了“术语和定义”一章。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———增加了公式编号;
———列项前加了引导语。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会(SAC/TC89)归口。
本文件起草单位:天通控股股份有限公司。
本文件主要起草人:宋岩岩、邵峰、缪思敏、唐杰。
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引  言

  噪声抑制片具有应用频率范围宽,工作温度范围大,电磁噪声抑制效果好,导热系数大等优点,广泛

应用在手机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、扫描仪、CD/VCD、PDA、车载导航系统等领域,有利

于降低线路之间的串扰、降低相连电路的电磁感应耦合、降低辐射、衰减LCD屏蔽层上的感应电流、衰
减内部射频电路的干扰、降低手机SAR比辐射率等。随着电子设备的高频化、微型化、集成化和功能化

的发展趋势,噪声抑制片越来越广泛地应用于数字器件和设备方面。

GB/T40675《数字器件和设备用噪声抑制片》由3部分组成:
———第1部分:定义和一般性能。界定了使用频率在30MHz~30GHz的数字器件和设备用电磁

噪声抑制片的术语和定义,给出了使用噪声抑制片对信号的影响。
———第2部分:测量方法。规定了噪声抑制片电磁特性的测量方法。这些测量方法能够对噪声抑

制片的性能进行有效且可重复地测量,以保证制造商及用户能得到相同的测量结果。
———第3部分:噪声抑制片的参数特性。给出了使用频率在30MHz~30GHz的数字器件和设备

用电磁噪声抑制片(NSS)的参数特征。

GB/T40675.2规定了GB/T40675.1中定义的参数的测试细节。这两部分是紧密相关的,需配合

使用。

GB/T40675.2能够对噪声抑制片的性能进行有效且可重复地测试,为行业内生产及交易各方提供

统一的测量依据,以保证制造商及其用户能得到相同的测量结果,从而有助于规范行业内生产及交易行

为,促进行业健康有序发展。
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数字器件和设备用噪声抑制片
第2部分:测量方法

1 范围

本文件规定了噪声抑制片电磁特性的测量方法。这些测量方法能够对噪声抑制片的性能进行有效

且可重复地测量,以保证制造商及用户能得到相同的测量结果。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC62333-1 数字器件和设备用噪声抑制片 第1部分:定义和一般性能(Noisesuppression
sheetfordigitaldevicesandequipment—Part1:Definitionsandgeneralproperties)

注:GB/T40675.1—2021 数字器件和设备用噪声抑制片 第1部分:定义和一般性能(IEC62333-1:2006,IDT)

CISPR16-1 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备(Specificationforradiodisturbanceandimmunitymeasuringapparatusandmethods—Part1:

Radiodisturbanceandimmunitymeasuringapparatus)
注:GB/T6113.101—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备测量设备(CISPR16-1-1:2010,IDT);

GB/T6113.102—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备传导骚扰测量的耦合装置(CISPR16-1-2:2014,IDT);

GB/T6113.103—2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备辅助设备 骚扰功率(CISPR16-1-3:2016,IDT);

GB/T6113.104—2016 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备辐射骚扰用测量天线和试验场地(CISPR16-1-4:2012,IDT);

GB/T6113.105—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-5部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备5MHz~18GHz天线校准场地和参考试验场地(CISPR16-1-5:2014,IDT);

GB/T6113.106—2018 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-6部分:无线电骚扰和抗扰度测

量设备EMC天线校准(CISPR16-1-6:2014,IDT)。

CISPR22 信息技术设备无线电搔扰限值和测量方法(Informationtechnologyequipment—Radio
disturbancecharacteristics—Limitsandmethodsofmeasurement)

注:GB/T9254—2008 信息技术设备的 无线电搔扰 限值和测量方法(CISPR22:2006,IDT)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 通则

电子设备之间的电磁干扰来自于电子器件的辐射,也有一部分是由高频驱动的有源器件产生的射
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